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MarktUbersicht ,FT-IR-Mikroskope”

Anbieter

Bruker Optik

PerkinElmer

Shimadzu

Modell Geratetyp  Spek-
tral-

bereich

HYPERION
1000/
2000/
3000

FT-IR- Uy, VIS,
Mikroskop/ NIR,
Imaging- MIR,
System als FIR
Zusatzgerat
fur Bruker
FT-IR-Spek-
trometer

Zusatz- MIR
gerat fur
Spectrum
One,
100, 400,
GX

Spectrum
MultiScope

Zusatz- MIR
gerat fur
Spectrum
One,
100, 400,
GX

Spectrum
Autolmage

FT-IR-
Mikroskop/
Imaging-
System zur
Erweite-
rung von
Spectrum
One,
100 und
400

NIR,
MIR

Spectrum
Spotlight
200/350/400

AIM-8800  Zusatzgerat ~ MIR,
far NIR
FT-IR-
Spektro-
photo-
meter
IRPrestige-
21 oder
FTIR-8400S

Magliche
Mess-
prinzipien

Transmis-
sion;
Reflexion;
ATR;
Streiflicht
(GIR)

Transmis-
sion;
Reflexion;
ATR

Transmis-
sion;
Reflexion;
ATR

Imaging:
Transmis-
sion;
Reflexion;
ATR
Mikros-
kopie:
Transmis-
sion;
Reflexion;
ATR

Transmis-
sion;
Reflexion;
Streiflicht
(,Grazing
angle”),
Micro-ATR

Magliche
Analysen-
typen

Einpunkt-
analyse,
Line-Scan,
Flachen- u.
ellipt.
Raster,
Bildgebung,
Kinetiken

Transmis-
sion;
Reflexion;
ATR

Einpunkt-
analyse;
Mehrpunkt-
analyse;
Line-Scan;
Flachen-
raster

Einpunkt-
analyse;
Mehrpunkt-
analyse;
Line-Scan;
Flachen-
raster;
chem.
Imaging

Mapping
(x,y-Scan)
und
diagonale,
y.x-Linien-
Scans,
Einpunkt-
und
Mehrpunkt-
analyse

Proben-
tisch

moto-
risiert,
thermo-
statisiert
(heiz-
und
kiihlbar)

manuelle
Bedie-
nung:
heizbar
(optio-
nal)

moto-
risiert;
heizbar
(optio-
nal)

moto-
risiert;
heizbar
(optio-
nal)

heizbar
(optio-
nal)

Proben-
positio-
nierung

manuell
oder
automa-
tisiert per
Software
oder
Joystick

manuelle
Bedie-
nung
Uber den
Proben-
tisch
und mit
Schaltern

motorbe-
triebener
Xy,z-
Tisch,
Steue-
rung Uber
Joystick
und
Software

motorbe-
triebener
Xy,z-
Tisch,
Steue-
rung tber
Joystick
und
Software

motorbe-
triebener
X,y-Tisch
mit Steu-
erung per
Funkti-
onstasten
oder Uber
Software

Apperative
Ausstattung
(S = Standard-
ausriistung
0 = optional erhaltlich)

Automatische x,y-Tische (S, O);
Polarisationszubehdr fiir IR u. Vis
(0); Dunkelfeld (S);
Blenden (S, 0); Bildgebung (0);
Makroprobenkammer (0);
Fluoreszenzkanéle (0);
Spektralbereichserweiterung (0),
Analog- u. Digitalkameras (S, 0),
links oder rechtsseitige Spektro-
meter-Ankopplung (S, O)
Strahldurchleitung zur externen
Messkammer fiir Makroproben
(0)

x,y,z-Tisch (S); Blenden (S);
Videokamera (5);
Polarisationszubehér (O);
Mikro-ATR-Kristall (O)

X,y,2-Tisch (5); Videokamera (S);
groBer Probentisch (0);
Polarisationseinrichtung (0);
frei einstellbare motorisierte
Blenden (S); Mikro-ATR-
Kristall (O)

x,y,z-Tisch (5); Videokamera (S);
groBer Probentisch (S);
Polarisationseinrichtung (O);
frei einstellbare motorisierte
Blenden (S); Mikro-ATR-
Kristall (S), ATR-Imaging-
Zubehor (0), Klimabox (0), fl.
N2-Dewar-Erweiterung (0),
Tablettenhalterungen (0)

x,y-Tisch und Kamera stan-
dardmaBig, Polarisator, andere
Objektive und beheizbarer Tisch
optional

Automatische Max.
Funktionen Auflsungs-
vermogen
X,y,z-Positionierung; <10 um (nur
Autofokus im Visuellen, Beugungs-
Apertur-Einstellung; begrenzt)

Detektor- u. Spektral-

bereichsumschaltung;

Zentrierung Bildpunkt;
Koordinatenspeicherung,
Abrasterungsvorgange in

Reflexion, Transmission,

ATR
<10 ym
(beugungs-
begrenzt und
wellenldngen-
abhéngig)
<10 pm
(beugungs-
begrenzt und
wellenldngen-
abhéngig)
Koordinatenspeicherung;
Autofokus; Prifroutinen
fiir Probentisch und <10pm
Blenden; Beleuchtungsstar- ~ (beugungs-
keregelung; Einzelpunkt- ~ begrenzt und
messungen, LineScan- und ~ Wellenlangen-

Flachenrastermessungen  abhangig);

ATR-Imaging:
<5um

Autofokus, Zentrierung der  MIR 5 um, NIR
Probe, Apertur, 2,5um

Koordinatenabspeicherung,
ATR-Mapping

Max.
Auflo-
sung
beim
Map-
ping
0,1pm

1pm

1pm

1pm
(Tisch)

Max.
Beobach-
tungsfla-

che IR

Je nach
Objektiv

210x210
pm

210x210
um

Imaging:
konti-
nuierlich
variable
Image-
groBe
und
Aspekt-
verhaltnis
von2x2
Pixeln bis
25x25
mm

400 x 400
pm



Marktubersicht  FT-IR-Mikroskope”

Jenach  Binokular  Vis-Glas- Vis-Glasobjektiv (10x, NA  Mittelband- Schmal-
Objektiv 10x objektiv  0,25) Cassegrain-Obj.: (15x, mcT band-MCT
(4x, NAO,1); ~ NA 0,4); Cassegrain-Obj.: (10000... (5000...
Cassegrain-  (36x, NA 0,5), ATR-Cass.- 600cm) 780 cm')
obj. (15x, 0Obj.: (20x, NA 0,6), GIR- Breitband-
NA0,4) Cass.- Obj.: (15x, NA 0,99); MCT (10000...
Objektiv-Adapter zum 450 cm™)
Messen groBer Proben InSb (10000...
1850 cm™)
Si-Diode
(25000...
9500 cm™)
Imaging:
MCT (5500...
880 cm')
InSh (10000...
1900 cm™)

Schmalband
(7800
750 cm')
Mlttelband

>10x10 Cassegrain (7800---
mm (6%, 580 cm)
NA 0,6) Breitband-
MCT
(7800...
450 cm”)

400 x 400 750x 15x AIM-8800M GE Kristall MCT- MCT-
pm (bei 17" Cassegrain  Objektiv, Diamant ATR Ob-  Detektor Detektor
CRT/LCD) Objektiv jektiv, ZnSe ATR Objektiv, Typ 1 Typ 2:
.Grazing angle” Objektiv, 5000... 5000...
32x Reflexionsobjektiv, 720 cm”! 650 cm”!

Objektivlinse (10x)

Okular;
Objektiv;

Kondensor;

Detektor;
X,y-Tisch;
Video-
Kamera

Objektive

PCA; PLS;
Euclidische
Distanz;
kanstlich
neuronale
Netze;
3D-Clustera-
nalyse, RGB,
Komponen-
ten-Korre-
lation

Korrela-
tion; PCA;
Differenz;
Normali-

sierung;
atmosphér.
H,0-Dampf-
und CO,-

Korrektur

Ein-und
Mehrkom-
ponenten-
Kalibration,

PLS

Spektren;
Kontur-Dia-
gramme;
2D- +
3D-Darstel-
lungen der
IR-Bilder
mit oder
tber den
VIS-Bildern,
Falschfar-
bendarstel-
lung

Spektren;
Falschfar-
bendar-
stellung;
Konturdia-
gramme;
3D-Ober-
flachen;

Drahtgitter-

modelle

Spektren,
3D-Spek-
trum,

Flachendia-
gramm (4D)

Spektren;
Bilder;
3D-Dia-
gramme;
Auswerte-
reports;
alle Daten-
blocke in
einer Datei
zusammen-
gefasst

Einzel-
spektren;
Line-Scan- u.
Mapping-
Daten; Bilder

Einzel-
spektrum,
Overlay mit
Bild

Pirouette;
JPEG;
BMP

nein

Perkin
Elmer-
Data-
Manager;
JCAMP;
ASCII;
Grams;
Omnic,
Spectacle;
Bitmap

ASCll, ja
IRS,
JCAMP




Marktubersicht  FT-IR-Mikroskope”

FT-IR-Ima-
ging-Mi-
kroskop als
Zusatzgerat
zu den
Spektro-
metern der
Serie
FT-IR x700

Continupym
XL Mikros-
kop

ThermoFisher Scientific

FT-IR-Mi-
kroskop als
Zusatzgerat

zu dem

Spektro-
meter FT-IR

380

Centaurps
Mikroskop

NIR, Transmis-
MIR sion;
Reflexion;
ATR;
Streiflicht

Ein- und
Mehrpunkt-
analyse;
Line-Scan;
Abrastern
von Flachen;
ATR-Map-
ping mit
Drucksen-
sor; chem.
Imaging
NIR, Transmis-
MIR sion;
Reflexion;
ATR

manuell
oder mo-
torisiert,
thermo-
stati-
sierbar;
heiz-,
kuhlbar
(optio-
nal),
Anwen-
derspe-
zifische
Einsdtze
(optio-
nal)

manuell
m:tier;e- Koordinatenspeicherung;
oty Autofokus; Zentrierung
Steue-’ Bildpunkt; Aperturein-
rung per stellung; ATR-Mapping;
i definierbare Background-
position u. Messfrequenz
oder
Software

automat. x,y-Tisch (O)

10 pm 10pm 150 x 150
(1000 cm™") (1000 pm
mit ') mit
redundanter  redun-
Apertur danter
Apertur

20 ym 20pym 200 x 200
(1000 cm™) (1000 pm
)
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> 1200 x Linear- 50 ym Okular; Spektren; Einzel- JCAMP-DX;
1200 um MCT-Array; MCT-A Kondensor; Konturdia- spektren; qsv;
MCT-A (11000... Objektiv; Po- gramme; Spektren- TIFF;
(11000... 700 cm™), larisatoren; 3D-Spektren;  gruppen; GAML;
600 cm'), InGaAs Beleuch- Falschfarben ~ Maps; Bilder Metafile;
MCT-A* (TE-gekuhlt) tungstech- ENVI 000 #o
(11000... (12000... niken
750 cm”'), 3800 cm™)
MCT-B
(11000... Peakhohe
450 cm“) (abs.Ner-
haltnis);
Peakflache
(abs./Ver-
haltnis);
funktionelle
Gruppen;
Korrelation;
PCA; MCR
> 1200 x 10x (NA  ATR-Einschibe mit versch. Okular; Spektren; Einzel- JCAMP-DX; ja
1200 pm 0,71) Kristallmaterialien Kondensor; Konturdia- spektren; av;
Cassegrain- ATR-Ein- gramme; Spektren- TIFF;
Objektiv schiibe 3D-Spektren; gruppen; GAML; 000 #o

Falschfarben  Maps; Bilder Metafile;
ENVI



